
1．每组参赛队正式测试前，有 30 分钟的电路恢复和测试准备时间，超过准

备时间每超 1 分钟扣 1 分，准备时间内允许更换普通芯片和元件，允许重新焊接

虚焊点，但可编程类型器件无论是否损坏一律不准更换。 

2．入场准备时由保障人员向队员发放一份测评表，测评表由保障人员填写

队号和入场时间。队员根据测评表做测试准备和试测工作，并自评打分，自评打

分不做最终成绩依据，但可供测试专家参考以节约测试时间。 

3．参赛队测试准备完成时，测试专家应征得参赛队学生同意后方可开始测

试，并明确告诉学生开始时间。每队的正常测试、问答总时间原则上不低于 15

分钟，以尊重学生的劳动，给予其充分展示成果、与专家交流的机会。 

4．测试过程中，三位专家独立给出分数，并当场通告学生扣分点和扣分值；

如参赛队制作实物出现意外故障，限其在 5 分钟内调整恢复，超时应结束测试，

并依已记录的测试项目给分。 

5．无论测试情况是否正常，每队测试的总时间不超过 30 分钟，对超时的参

赛队测试专家有权结束测试，并依已记录的测试项目给分，以免影响测试工作的

整体进度。 

6．雷同作品认定基于外观一致性和测试结果一致性两个原则，由测试专家

和总裁判长共同认定；被认定为雷同的作品，按 0 分记。 

7．参加测试的学生必须携带学生证和身份证以备查验，否则禁止参加测试。 

                                

 

                                     


